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Zonder udc

Automatisch vullen van cellen/ Andy Bergmans ; Joris
Quanten. — Diepenbeek : 2010. — 133 p. — Eindwerk:
Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica ; 2010: 1

XIOS–CD: IEmA 2010 0001 BERG

Machinehandleiding voor vormmachines & extruder en
onderhoudsplan voor machinepark/ Hans Bertels. —
Diepenbeek : 2010. — 121 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica ; 2010: 2

XIOS–CD: IEmA 2010 0002 BERT

Impedantie spectroscopie aan de hand van arbitrary
waveforms/ Sam Castelain. — Diepenbeek : 2010. — 66 p. —
Eindwerk: Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële
wetenschappen: elektronica-ICT ; 2010: 1

XIOS–CD: IEaIC 2010 0001 CAST

Energiebeheersing: Optimalisatie Jensen/ Kenny Coekaerts. —
Diepenbeek : 2010. — 72 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica ; 2010: 3

XIOS–CD: IEmA 2010 003 COEK

Duurzame ontwikkelingen in een elektriciteitscentrale/ Eric
Cornelissen. — Diepenbeek : 2010. — 130 p. — Eindwerk:
Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica ; 2010: 4

XIOS–CD: IEmA 2010 0004 CORN

High brightness electroluminescent/ Jan Danïels. —
Diepenbeek : 2010. — 109 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektronica-ICT ; 2010: 2

XIOS–CD: IEaIC 2010 0002 DANI

Semi-transparante zonnepanelen: productie en certificatie/
Samuel Dewaelheyns. — Diepenbeek : 2010. — 48 p. —
Eindwerk: Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële
wetenschappen: elektromechanica ; 2010: 5

XIOS–CD: IEmA 2010 0005 DEWA

Miniaturisatie van een biosensorchip/ Koen Hermans. —
Diepenbeek : 2010. — 86 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektronica-ICT ; 2010: 3

XIOS–CD: IEaIC 2010 0003 HERM

Studie naar nutsvoorzieningen voor Unata/ Kristof Ilsbroux ;
Dries Nijs. — Diepenbeek : 2010. — 75 p. — Eindwerk:
Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektromechanica ; 2010: 6

XIOS–CD: IEmA 2010 0006 ILSB

Diamantfilm: karakterisatie en temperatuurregeling/ Jonas
Poelmans ; Michel Vandervoort. — Diepenbeek : 2010. — 117
p. — Eindwerk: Eindwerken XIOS–CD: master in de
industrïele wetenschappen: elektronica-ICT ; 2010: 4

XIOS–CD: IEaIC 2010 0004 POEL

Ontwikkeling van een basis elektro-encefalogram met actieve
elektroden/ Wim Rapṕe. — Diepenbeek : 2010. — 74 p. —
Eindwerk: Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële
wetenschappen: elektronica-ICT ; 2010: 5

XIOS–CD: IEaIC 2010 0005 RAPP

Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op
0.35µm si-ge transimpedantie versterkers/ Joris Thiels. —
Diepenbeek : 2010. — 80 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektronica-ICT ; 2010: 6

XIOS–CD: IEaIC 2010 0006 THIE

Haalbaarheidsstudie naar een circulaire near field
radiatiepatroonmeting van een secondary surveillance radar/
Yannic Vanherck. — Diepenbeek : 2010. — 110 p. —
Eindwerk: Eindwerken XIOS–CD: master in de industriële
wetenschappen: elektronica-ICT ; 2010: 7

XIOS–CD: IEaIC 2010 0007 VANH

Characterization of printable electronics/ Vera Vingerhoets. —
Diepenbeek : 2010. — 53 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektronica-ICT ; 2010: 8

XIOS–CD: IEaIC 2010 0009 VING

Automatisering van gammaspectrumanalyse/ Robin Vos. —
Diepenbeek : 2010. — 70 p. — Eindwerk: Eindwerken
XIOS–CD: master in de industriële wetenschappen:
elektronica-ICT ; 2010: 9

XIOS–CD: IEaIC 2010 0009 VOS

Economie

Control of risk. A guide to the systematic management of risk
from construction/ [edit.] Patrick S. Godfrey. — London :
Ciria, 2004. — 67 p. — ISBN-10 0–86017–441–7

XIOS–CD: 331.45 GODF 2004

Fiscaal zakboekje. — Antwerpen
XIOS–CD: 657.05 ROUS 2009

XIOS–CD: 657.05 ROUS 2010

A simple guide to controlling risk/ [edit.] Ciria. — London :
Classic House, 2002. — 32 p. — ISBN-10 0–86017–804–8

XIOS–CD: 331.45 CIRI 2009

Arbeid

Control of risk. A guide to the systematic management of risk
from construction/ [edit.] Patrick S. Godfrey. — London :
Ciria, 2004. — 67 p. — ISBN-10 0–86017–441–7

XIOS–CD: 331.45 GODF 2004



A simple guide to controlling risk/ [edit.] Ciria. — London :
Classic House, 2002. — 32 p. — ISBN-10 0–86017–804–8

XIOS–CD: 331.45 CIRI 2009

Financiën

Fiscaal zakboekje. — Antwerpen
XIOS–CD: 657.05 ROUS 2009

XIOS–CD: 657.05 ROUS 2010

Recht

Fiscaal zakboekje. — Antwerpen
XIOS–CD: 657.05 ROUS 2009

XIOS–CD: 657.05 ROUS 2010

Fiscaal recht

Fiscaal zakboekje. — Antwerpen
XIOS–CD: 657.05 ROUS 2009

XIOS–CD: 657.05 ROUS 2010

Wiskunde

Calculus: a complete course/ Robert A. Adams ; Christopher
Essex. — 7 ed. — Toronto : Pearson Canada, 2010. — 973
p. — ISBN-13 978–0–321–54928–0

XIOS–CD: 517 ADAM 2010

Business statistics: A Decision-Making Approach/ David F.
Groebner ; Patrick W. Shannon ; Phillip C. Fry ; Kent D.
Smith. — 8 ed. — Boston : Pearson, 2011. — 936 p. —
ISBN-13 978–0–13–611350–8

XIOS–CD: 519.2 GROE 2011

Natuurkunde

Experimental techniques in nuclear and particle physics/
Stefaan Tavernier. — Heidelberg : Springer, 2010. — 306 p. —
ISBN-13 978–3–642–00828–3

XIOS–CD: 539.1 TAVE 2010

Bedrijfsorganisatie, incl. ambachten

Kijk op bedrijfsprocessen/ Marc Mittelmeijer ; Rob van
Stratum. — Groningen/houten : Noordhoff, 200. — 240 p. —
ISBN-13 978–90–01–40738–4

XIOS–CD: 657 MITT 2007

Basisboek ERP/ Lineke Sneller. — 's Hertogenbosch : Tutein
Nolthenius, 2007. — 171 p. — ISBN-10 90–72194–83–7

XIOS–CD: 657 SNEL 2007

Analyse van bedrijfsprocessen: Een toepassing van denken in
systemen/ Jan in't Veld ; [bew.] Marylse in't Veld ; [bew.] B́e
Slatius. — 9 ed. — Groningen/Houten : Noordhoff, 2007. —
221 p. — ISBN-13 978–90–01–05084–9

XIOS–CD: 657 VELD 2007

Boekhouding. Accountancy

Kijk op bedrijfsprocessen/ Marc Mittelmeijer ; Rob van
Stratum. — Groningen/houten : Noordhoff, 200. — 240 p. —
ISBN-13 978–90–01–40738–4

XIOS–CD: 657 MITT 2007

Basisboek ERP/ Lineke Sneller. — 's Hertogenbosch : Tutein
Nolthenius, 2007. — 171 p. — ISBN-10 90–72194–83–7

XIOS–CD: 657 SNEL 2007

Analyse van bedrijfsprocessen: Een toepassing van denken in
systemen/ Jan in't Veld ; [bew.] Marylse in't Veld ; [bew.] B́e
Slatius. — 9 ed. — Groningen/Houten : Noordhoff, 2007. —
221 p. — ISBN-13 978–90–01–05084–9

XIOS–CD: 657 VELD 2007
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